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Analise Elementar

Nao Destrutiva



' Espetroscopia de Raios-X

0s EDXRF sao uma das técnicas de Fluorescéncia de Raios-X, usadas para a analise elementar.  Os Sistemas de EDXRF sao comumente usados nas sequintes aplicagdes:
Nos sistemas EDXRF, todos os elementos presentes numa amostra sdo excitados

) o o ) i ® |nddstria Quimica / Petrdleo (refinarias); B [nvestigacdo cientifica;
simultaneamente e um Detetor Dispersivo em combinacao com um analisador multi- L -
3 i o - B Industria de Plasticos e Moldes; B ORoHS e WEEE;
canal sdo usados para recolher simultaneamente a radiacdo fluorescente emitida de RPI .
. . ] o . B |ndustria Vidreira; B Metalurgia;
uma amostra e depois separar as diferentes energias de radiacao caracteristica de cada - . . .
B Geologia e Mineralogia; B Alfandegas e pericia
elemento da amostra. S I
o . ) N . 3 B Diagndstico médico; criminalistica;
As principais vantagens dos sistemas EDXRF sdo a sua simplicidade, rapidez de operacao L L -
o = Monitorizacdo ecolégica; ® Estudos arqueoldgicos;
e elevada eficiéncia. AU
B Industria alimentar; m Etc..
" ElvaXLight SDD
Elva X Light SDD é um analisador de Caracteristicas
EDXRF, com alcance de elemento de e M Gama de medida de: Na (Z=11)até U (Z=92);
Na (Z=11)até U (Z=92). 0 sistema = Resultados em: 3-100 segundos;
de purga de hélio e o permutador de m ((D (amara incorporada. Sistema automatico de
filtro primdrio automdtico combinado alimentacao: 8 Posicdes, 32 mm diametro;
com a grande drea do detetor de SDD, ® Fonte de Raios-X: Rh anodo; 150 um Be Janela; arrefecimento do ar;
sao utilizados para permitir o registo m Detetor de Raio-X: Sdlido tipo Si-pin-diodo com termo-elétrica de
eficaz dos elementos do espetro de arrefecimento;
luz. m Estabilidade: 0,1% para 8 horas.
¥ EvaXindustrial
Elva X Industrial é um analisador de EDXRF, com camara ® ((D Camara incorporada. Sistema automdtico de
analitica incorporada de larga dimensao. alimentacao: 8 Posicoes, 32 mm didmetro;
Permite analisar objetos com dimensdes até 45x45x25 cm. = Fonte de Raio-X: W, ou dnodo Ag; 250 pm Be Janela;
Caracteristicas arrefecimento do ar;
= Anélise de objetos: com dimensdes até 45x45x25 cm; m Detetor de Raio-X: Slido tipo Si-pin-diodo com
B Gama de medida de: Mg (Z=12) até U (Z=92), termo-elétrica de arrefecimento;

com uma precisao superior a 0,3%;
® Resultados em: 10-1200 sequndos;

¥ ElvaXMini

Elva X Mini é um analisador compacto de EDXRF, é a solugdo ideal para a indstria de joias e metaldrgica. A precisdo da
determinacéo das concentragdes é superior a 0,3% para as ligas de metal.

Caracteristicas

= Gama de medida de: Ti (Z=22) a U (Z=92);

m Resultados em: 5 - 200 segundos;

= Fonte de Raio-X: W, ou anodo Ag; 250 um Be Janela; arrefecimento do ar;

m Detetor de Raio-X: Sélido tipo Si-pin-diodo com termo-elétrica de arrefecimento;
Aplicacoes

= RoHS e WEEE, Joalharia e Metalrgica.

¥ ElvaXMobile

Elva X Mobile é um analisador portatil EDXRF  capacteristicas

para analisar todos os tipos de materiais. ® Portétil: capaz de analisar todos os tipos de materiais;

Detetor de elevada resoluggo: SDD. = PDA integrado no equipamento: possui um ecran de alta resolucdo e um

A Auséndia de colimadores assegura uma interface intuitivo pode ser sincronizado com um PC via Wifi ou Bluetooth;
elevada taxa de contagem, crucial para = Resultados em: 10 a 1200 sequndos;

andlise de vestigios de elementos. ® Gama de medida de: Cl (Z=17) a U (Z=92) com capacidade para medicdo de
Elva X Mobile € indispensével para analisar Mg (Z=12)a$ (Z=16);

solos, petroguimicos e qualquer outra = Sistema perfeito: para utilizacdo em locais onde o recurso a um PC portatil
aplicacdo onde € necessdria a andlise de ndo é pratico.

liquidos e sélidos, no local.




¥ ElvaXProSpector

0 Elva X ProSpector, € um analisador portdtil EDXRF, sistema de andlise elementar, ndo-destrutivo, leve, robusto intuitivo e facil de
usar. Capaz de identificar e quantificar a concentracao de todos os elementos da tabela periddica de Cloro a Urdnio, com a opcao
para elementos mais leves, tais como magnésio.

Caracteristicas
= Gama de medigao de: Cl (Z=17) a U (Z=92), opcdo de Mg (Z=12) a S (Z=16);
m (om suporte de laboratdrio opcional permitindo que o instrumento seja utilizado como um analisador EDXRF convencional
com as mesmas caracteristicas de um equipamento de laboratdrio;
B Paraaqueles que exigem maiores analisadores de laboratdrio, existe uma gama completa de produtos, incluindo instrumentos
com manipulacao da amostra automatica.

¥ ElvaXProSpector i

0 Elva X ProSpector Il, é um poderoso analisador portatil que combina os mais recentes desenvolvimentos em andlise XRF.
Com utilizacdo de eletrénica avancada e de algoritmos matematicos, o Prospector Il fornece a melhor qualidade de
medices em apenas alguns sequndos. £ um instrumento intuitivo e facil de usar para analise elementar de alta precisio,
numa vasta gama de aplicacdes.

Caracteristicas
= Gama de medicao de: Cl até U ou Mg até U;
= 0 equipamento pode: empregar Si-PIN, SDD ou detetor rapido SDD.
0 detetor rapido SDD aumenta a taxa de contagem até 300 000 CPS;
Detecdo de: baixas concentracoes;
Biblioteca contém: mais de 300 ligas metlicas, que sao editaveis;
Alta sensibilidade: Nao necessita de calibracao, embora esta possa ser feita manualmente pelo utilizador;
Efeitos de: radiacdo sequra;
Andlise de pequenos objetos: O suporte de laboratdrio permite analisar pequenos objetos;
Andlise de fusdo de metais: Um adaptador para anélise de juntas de solda foca o raio-X num tnico ponto.

¥ ElvaXArt Analyzer

Analisador portatil EDXRF, desenhado especificamente para a andlise de arte. Inclui uma camara CCD e um pequeno feixe, o que torna possivel andlisar com precisao uma
pequena seccao de uma peca imdvel, pintura ou artigos metdlicos, sem necessidade de se retirar uma amostra.

Caracteristicas
 Gama de medida de: CI (17) — Pu (94); opcdo de Mg (12) — S (16);
= Tamanho do feixe selecionado: pode ser ajustado desde 0,2mm a 4mm de diametro;
m Robot ou Scanner de coordenadas X/Y;
= 0 Elva X Art system pode ser usado para: analisar e quantificar elementos em pigmentos minerais tais como Titanio,
Crémio, Cobre, Zinco, Ferro, etc. Adicionalmente determina elementos em vidro, ceramica assim como em metais
preciosos e nao-preciosos.
Aplicacoes
B Arqueologia, autentificacao de pinturas, investigacao da heranca cultural, restauro de arte, pecas de cerdmica,
arqueologia, ligas e metais.

" Skyray EDX3600B

0 Skyray EDX3600B ¢é um analisador  Caracteristicas

de EDXRF, construido em 8 colimadores Elementos de medicao: Na até U;
diferentes e 5 filtros diferentes para os vdrios B Amostras: prata, cobre e padrao RoHS;
parametros de teste. B Precisao: 0.01% - 0.05%;

A cdmara de vacuo permite resultados precisos m Tempo de teste: 30's;
]
|

e capacidade para testar os elementos a partir Temperatura ambiente: -20°C - 50°C;
de sédio (Na) até uranio (U). Gama de andlise: Tppm - 99.99%.




¥ Skyray EDX600

Caracteristicas

Elementos de medigao: Au, Ag, Pt, Pd, Cu;
m Precisdo: 0.5% - 1%;

= Repetibilidade: 0.1%;

® Humidade ambiente: inferior a 71%;

[

]

Temperatura ambiente: 15°C - 30°C;
Tempo de teste: 60s.

¥ skyray EDX3000

Caracteristicas

= Elementos de medicdo: K até U;
Para amostras: solidas e liquidas;
Analisa: simultaneamente 24 elementos;
Precisdo: 0.05% - 0.1%;
Gama de medicdo: 1ppm - 99.99%;
Tempo de teste: 30 s;
Temperatura ambiente: 15 - 30°C.

¥ Skyray Genius

Caracteristicas
= Espectrotofémetro portatil;
Detetor: SDD, 25 mm2;
PDA: integrado com GPS;
Elementos de medicdo: Mg até U;
Precisao: 0.05% - 0.1%;
Tempo de teste: 30's;
Temperatura ambiente: -20°C - 50°C;
Para amostras: sélidas e liquidas.

Caracteristicas
= Elementos de medicdo: S até U;
® Gama de andlise: 5ppm — 99.99%;
= Limite de detecdo: 15 ppm
(5ppm quando Hélio é preenchido);
B Apenas para matrizes liquidas;

= Tempo de andlise: 60 — 100 s.
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= Temperatura ambiente: -20°Ca 50°C;

Norte: Ermesinde - Porto Tel.: 22 906 92 50 Email: porto@tecnilab.pt

¥ Skyray EDX880

Caracteristicas
= Elementos de medicdo: Au, Ag, Pt, Pd, Cu;
B Gama de medicdo: 1ppm até 99.9%;
B Repetibilidade: 0.5% - 1%;
m Estabilidade: +0.5%;

® Andlise arbitrdria: opcional;

= Efeito de corre¢do: independente da matriz;

= Tempo de medida: 60 - 200's;

® Temperatura ambiente: 5 - 30°C;

U skyray EDX2800

Caracteristicas

= Elementos de medicdo: Saté U;

= Tempo de medicdo: 30-300s;

= Temperatura ambiente: -20°Ca +50°C;
= Gama de medicdo: 2ppm - 99.99%;
Detetor: Diodo de silicone 165 eV;

= (Colimador: automatico e filtro de comutagdo;

= Detecdo profissional de: substancia perigosas, diretiva RoHS;

m Limites de detecao de substancias perigosas, diretiva RoHS: 1 ppm.

¥ skyray Pocket IlI

Caracteristicas

m Espectrotofometro portatil;

m Detetor: Avancado semi-condutor termo-
elétrico Si-PIN de alta performance com
energia de alta resolucdo;

PDA integrado com GPS;

Elementos de medicdo: S até U;
Precisao: 0.05% - 0.1%;

Tempo de teste: 30's;

Temperatura ambiente: -20°C - 50°C.

W’ 556000 Gold Mate “ Series

Caracteristicas
® Paraanalisar todos os materiais preciosos
e outros elementos de Mg a U.
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